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Opticky testovaci systém InspectoScan S-A3

Obj. ¢islo: 106001434

Dostupnost: 4 - 8 tydn(

Popis

Produkéni testovaci systém pracuje na principu Pattern Matching. Je schopen kontrolovat neshody na osazenych
desek s plosnymi spoji. U sledovanych DPS je mozné odhalit chyby SMD montaze.

Video

https://www.abetec.cz/eshop/product/opticky-testovaci-system-inspectoscan-s-a3/?videos=1

Obsah baleni

Opticky testovaci systém InspectoScan S-A3

Technicka data

Nazev parametru Hodnota

Kamera scanner

Typ AOI scanner

Vyska objektu 30 mm

Max. rozmér osazené DPS 290 x 430 mm

UV svétlo ne

Import dat z CAD ano

Kapacita AOI prototypy, kratké a stfedni série, mezioperacni kontrola, FAI

QMS kontrola procesu, hodnoceni procesu, hodnoceni
dodavateld

Typ kontroly SMD, mechanickeé dily, popisy, znaky, ¢arové kody

Typ kontrolované DPS osazena DPS

Kontrolované prvky chybéjici SMD, polarita, obraceni, chybéjici pajka, mistek,
mnozstvi pajky atd.

3D kontrola ne

Ridici PC externi

Hmotnost 18 kg
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